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EMENTA

Introdugao

Geragdo de raios-X: fontes coerentes e incoerentes. Interacdes de raios-X com a matéria. Detecgdo de raios-
X. Radiografia conventional: aplicacdes e limitacdes. Tipos de dptica de raios-X: reflexdo, refracio,
difracdo, absor¢do. Litografia para manufatura de componentes Opticos de raios-X. Caracterizagdo de
componentes opticos de raios-X. Métodos interferométricos baseados em grades de difracdo. Interferometria
Talbot-Lau. Visibilidade e homogeneidade. Extracdo de Imagens de raios-X. Interferometria Talbot-Lau:
aplicagdes em medicina e em ciéncia dos materiais. Novos métodos dpticos de raios-X. Métodos nao-
interferométricos baseados em grades para investigacdes de nanocompoésitos e materiais
biomédicos.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1. Introducao
1.1 Materiais compésitos
1.2 Vantagens e desvantagens
1.3 Aplicagéo

2. Analise Micromecénica
2.1 Matriz, reforco e interface
2.2 Regra das misturas
2.3 Homogeneizacao das propriedades
2.4 Ensaios mecanicos

3. Ensaios Mecanicos
3.1 Caracterizacao
3.2 Analise de tracao
3.3 Andlise de compressao
3.4 Analise de cisalhamento
3.5 Andlise interlaminar
3.6 Caracterizagao de compésitos com concentradores de tensao

4. Analise Macromecanica
4.1 Teoria Classica dos Laminados
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4.2 Andlise de tensdes e deformacdes na lamina

5. Analise de Falhas
5.1 Modos de falha de um laminado
5.2 Procedimento de analise de falha em laminados

6. Técnicas de Fabricacao
6.1 Técnicas de deposicao de fibra
6.2 Técnicas de processamento de resina

7. Introducao ao Projeto de Estruturas em Material Compdésito
7.1 Introducao ao projeto estrutural
7.2 Selecao do material
7.3 Selegéo da configuracao
7.4 Requerimentos de projeto
7.5 Conceitos de otimizagao
7.6 Filosofias de projetos para estruturas em material composito

8. Discussao e apresentacao do projeto
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